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【フォトカソード研究会との共催】 

《日 時》 2020 年 1 月 22 日（水）13 時 15 分～17 時 00 分 

《会 場》 名古屋大学東山キャンパス（高等研究館カンファレンスホール） 

        (Web site: http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/iar.html 地

図参照) 

            (所在地: 名古屋市千種区不老町 TEL: 052(789)5111(代表)) 

《趣 旨》 

 有機ＥＬの事業化、有機半導体レーザが発信するに至った現在、膜中の電子状態の動的状態を

観察する事は極めて重要な事となって来ています。近年、損傷敏感な試料の微細領域での動態や

反応などの時間分解観測を可能とする光電子ビームを利用した新たな手法が進捗しています。 

今回は、そのコア技術となる半導体フォトカソードの技術研究事例の紹介と、画期的計測装置の

見学を企画しました。 

《プログラム》                               座長 谷口 彬雄  

13:15～14:05 「電子ビームの技術刷新で挑む損傷敏感試料・動態・反応の微細領域観測」 

       名古屋大学 未来デバイスシステム研究所 西谷 智博  

14:05～14:55 「NEA フォトカソード TEM によるパルス像観察」   

大阪大学 超高圧電子顕微鏡センター 保田 英洋 

14:55～15:05 休憩 

15:05～15:55 「フォトカソード電子顕微鏡に生物分野から期待できること」  

名古屋大学 構造生物学センター 成田 哲博 

15:55～16:00 総合討論 

16:00～17:00 見学会 

 

 

 

 

 

 

 

参 加 費：会員は参加費、講演要旨代は無料です。       

会員以外は参加費として 3,000 円（学生 2,000 円）を当日受付にて申し受けます。 

懇親会費：今回懇親会はありません。 

参加登録：参加登録，登録の変更は，１月１５日 (水) までに，次へお願いします． 

(1) Web site：http://www.organic-electronics.or.jp/ 経由『参加登録』画面      

(2) F A X：0774-95-1108  (次ページフォームを使用してください) 

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合が 

ございますのでご注意ください. 

ＪＯＥＭ 検 索 

有機半導体、タンパク質の電子状態を  

動的に捉える   



F3❷ 高等研究院
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名古屋大学東山キャンパス（高等研究館カンファレンスホール）案内図


